Nanosvét oCima
mikroskopu...

Nékolik védcui z Ustavu fyzikélni chemie J. Heyrovského AV CR, v.v.i. se prostfednictvim
komorni vystavy rozhodlo predstavit verejnosti svét, ktery vidény pouhym okem divaka
nikterak nezaujme a neoslovi pro svou zdanlivou obycejnost, avsak za pomoci techniky,
napfiklad mikroskopt, mu nabidne pfi zapojeni jeho sebemensi fantazie trochu ,jiny“ svét...

Vétsina vystavenych fotografii byla pofizena v laboratofich tohoto Ustavu: Libor Brabec
pledstavi obarvené snimky krystal a polykrystalickych vrstev pofizené fadkovacim
elektronovym mikroskopem JEOL; Svatopluk Civi$ vystavi ¢ernobilé snimky raznych struktur,
pofizené v 80.letech také elektronovym mikroskopem, tentokrate TESLA BS300; Jifi Franc je
autorem snimku krystalt z rastrovaciho elektronového mikroskopu HITACHI; Pavel Janda a
Hana Tarabkova k vystavé prispéli barevnymi fotografiemi monokrystalt, nanocastic TiO»,
fullerénovych nanokrystal a dalSich objektd nanosvéta pofizenymi technikou mikroskopie
atomarnich sil a tunelové mikroskopie; iontové obrazy povrchi cistych pfechodovych kovi
(ndpadné pfipominajici okna katedraly s pronikajicimi slune¢nimi paprsky) navstévnikim
zprostiedkuji snimky z autoemisniho iontového mikroskopu pracovisté Jana Plska; Jaroslav
Cihelka spolu s Vérou Hajkovou se pfedstavi snimky amorfniho uhliku a kfemiku, které
spolecné poridili Nomarského mikroskopem ve spolupracujici laboratofi v Hamburku; a
nakonec Blahoslav Kolman zavede navstévnika prostrednictvim elektronového mikroskopu do
Svéta materialovych véd.

Vystava je v dnesni uspéchané dobé vhodnou prilezitosti ke kratkému zastaveni se ve
zdanlivé jiném svéte. Je vyzvou k zamysleni nad nevsednosti, krasou a vécnosti tak
obycCejnych véci, jez nas obklopuji a svou nekonecnou existenci pfipominaji pomijivost
existence lidske...

Kvétoslava Stejskalova



Libor Brabec

V letech 1979-1984 studium na Prirodovédecké
fakulte University Karlovy (obor fyzikadlni
chemie). Diplomova a disertacni prace
vypracovany v Ustavu fyzikdlni chemie

a elektrochemie J. Heyrovskeho. (Skolitelé: V.
Hanus, F. Turecek a Z. Herman). Od roku 1992
se zaméruje na prdci se zeolity a hmotnostnim
spektrometrem, od roku 2001 pracuje se zeolity
a radkovacim elektronovym mikroskopem.

Vystavené snimky byly potizeny Fadkovacim
elektronovym mikroskopem JEOL JSM-
S5500LV.

Radkovaci elektronovd mikroskopie

Vzorek umistény ve vakuu je ozafovan paprskem elektronti, pohybujicim se po
fadcich na vybrané obd¢lnikové plosce. Detekovany jsou obvykle nikoli tyto primarni
elektrony poté, co se odrazi od povrchu vzorku, ale elektrony sekundarni, primarnimi
elektrony ze vzorku vyrazené. Povrch vzorku tak 1ze zobrazit mnohem podrobnéji.
Elektricky nevodivé vzorky je nutno pokryt tenkou vrstvickou kovu (napft. Pt,
tlouStka 10 nm) kviili odvadéni naboje z jejich povrchu.

Krajka na KiiZi




Jaroslav Cihelka
Véra Hajkova

Jaroslav Cihelka je absolventem PrF Univerzity
Karlovy (2004). V soucasnosti pracuje jako postdoc
v laboratori laserové spektroskopie oddeéleni
Spektroskopie pod vedenim doc. S. Civise.

S Vérou Hajkovou, také absolventkou PrF University
Karlovy (2005), ktera pracuje v oddéleni Laserového
plazmatu na FZU, spolupracuje na resSeni spolecnych

projektis UFCH JH a FZU a nékterd méfeni jsou
provadena na zahranicnim pracovisti v Hamburku.

K vystavé spolecné ptispéli snimky amorfniho uhliku
a kifemiku.

Vystavené snimky byl potfizeny Nomarského mikroskopem (interferen¢ni mikroskop
s fazovym posuvem zde byl vyuzit ke zviditelnéni zmén povrchu zptisobenych
soustfedénym svazkem rentgenového laseru na volnych elektronech, pracovisté
FLASH Hamburk).

Zdachvévy...




Svatopluk Civi$

Po absolvovani gymnazia v Ceskych Budéjovicich studoval anorganickou chemii na
Prirodovedecké fakulte Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval r.1979.

V letech 1980 az 1984 piisobil jako vedecky aspirant na katedie anorganicke chemie
Prirodovedecké fakulty UK, kde v roce 1985 obhdjil svou disertacni praci.

Viletech 1985 az 1988 byl vyzkumnym
pracovnikem Ustavu nerostnych
surovin v Kutné Hore, kde se venoval
zejména praktickym aplikacim
chemické mikroanalyzy (energeticky —
disperzni spektroskopie a rastrovaci
elektronova mikroskopie).

Vroce 1988 obdrzel stipendium
Alexandra von Humboldta na
Universite J. Liebiga v Giessenu, v
Nemecku, kde se zabyval studiem molekuldrnich iontii ve spojeni s laser — diodovymi
systéemy a Dopplerovskymi modulacnimi technikami. V letech 1990-1991 pracoval v
Ustavu fyzikdlni chemie J. Heyrovského, Ceske akademie véd, v Praze. Dva roky
stravil v Kanade, kde ziskal stipendium na Herzbergove ustavu pro Astrofyziku, NRC,
v Ottawe, kde se vénoval novym experimentalnim metodam v molekulové
spektroskopii. Vyznamna byla spoluprace s nositelem Nobelovy ceny Gerhardem
Herzbergem. Po dvou letech stravenych v Kanadé se v r.1993 vratil do UFCH JH,
kde pracuje jako védecky pracovnik dosud. V roce 2004 podal habilitacni

praci“ Aplikace laserovych technik v analytické chemii: detekce nestabilnich

castic “ na katedre analytické chemie Prirodovédecké fakulty UK.

Od roku 2006 je vedoucim Oddeéleni spektroskopie (na snimku se cleny svého tymu).

Cernobilé snimky vznikly v letech 1985 az 1988 v Ustavu nerostnych surovin v
Kutné Hofe, na elektronovém mikroskopu Tesla BS 300.



Jiri Franc (+ 7.8.2010)

Vroce 1977 ukoncil studium na
Vysokeé skole chemicko-
technologické v Praze
(anorganicka chemie). V letech
1977 az 2004 pracoval ve
vyvojovém oddéleni Tesly Blatna
(fotodetektory, tenké vrstvy). Od
roku 2004 pracoval v UFCH JH v
Oddéleni elektrochemie, dnes
Odd. elektrokatalyzy
(mikroskopické techniky).

V roce 2007 obhdjil disertacni
praci na VSCHT Praha
(materialové inzenyrstvi).

Vystavené snimky byl pofizeny rastrovacim elektronovym mikroskopem Hitachi
S 4800.

Obraz se tvofi pomoci sekundérnich elektronii emitovanych po dopadu priméarniho
svazku na vzorek. PouZiti horniho detektoru je ozna¢eno SE(U), kombinace horniho a
spodniho detektoru SE(M). Dtlezitymi parametry zobrazeni jsou U, - urychlovaci
napéti elektron a WD - pracovni vzdalenost vzorku od ¢ocky objektivu.

JeZek (bez klece...)




Pavel Janda
HanaTarabkova

Oba jsou vedeckymi pracovniky Oddéleni
elektrochemickych materialii, Hana Tarabkova '
je absolventkou Prirodovedecké fakulty
University Karlovy v Praze a Pavel Janda
vystudoval fyzikalni a analytickou chemii na
Vysoké skole chemicko-technologické v Praze.

Jejich soucasna profesni orientace:
mikroskopie rastrovaci sondou (AFM, STM)
v kapalinach a elektrolytech - reakce pienosu
naboje na nanostrukturach: nanoporézni TiO,
pro konverzi solarni energie; fullereny;
nanotrubice a metalické nanocastice

pro katalyzu a ukladani néboje.

Na vystavu piispéli naptiklad snimky
uhlikovych nanotrubic, nanoporézniho oxidu titani¢it€ho, mikrokrystaly riznych
latek

(napft. kyseliny pikrové), fullerenovych monokrystalti a dalSich objektii nanosvéta.

Meéfieni byla provadéna na mikroskopu rastrovaci sondou TopoMetrix TMX 2010 a
Nanoscope I11a Multimode (Veeco) technikami tunelové mikroskopie (STM) a
mikoskopie atomdarnich sil (AFM).




Jan PlSek

Po ukonceni studia na Gymndziu v Nachod absolvoval Fakultu jadernou a fyzikalné
inzenyrskou CVUT v Praze (obor: Fyzikalni inZenyrstvi - fyzika pevnych ldatek). Na
téze vysoké Skole absolvoval i postgradualni studium, které v roce 2001 ukoncil
disertacni praci na téma. ,, Studium tunelovani elektronii vrstevnatymi strukturami
kov-oxid-kov metodou autoemisni mikroskopie “. Od roku 2001 pracuje jako védecky
pracovnik v Oddelent spektroskopie se zamérenim na chemii a fyziku povrchi
viceslozkovych systémil.

Vystavené iontoveé obrazy predstavuji povrchy €istych prechodovych kovil. Tyto
obrazy byly ziskany v laboratoti UFCH JH, kterou zalozil a po dlouh4 léta ved] Doc.
Dr. Z. Knor, CSc.
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Snimky byl pofizeny autoemisnim iontovym mikroskopem, ktery umozZziuje
zobrazit jednotlivé atomy vzorku, ktery je tvofen velice ostrym hrotem. Ten je
piipravovan elektrochemickym leptanim polykrystalickych drati a diky malému
koncovému poloméru (r=50 — 500 nm) je jeho vrchlik tvofen zpravidla pouze
jednim monokrystalem.



